ASTAT

EMC | SYSTEMY POMIAROWE

Skaner EMC

Badanie emisji i odpornosci

e Wykrywaj problemy ze zgodnoscia elektromagnetyczng szybciej niz
laboratorium badawcze. Oszczednos$¢ czasu i pieniedzy dzieki unikaniu
ponownych wizyt ° o

pendulum
’ e © ..

e Powtarzalne, spdjne pomiary umozliwiajg tatwe poréwnanie réznych

wariantéw projektow

e Poprawa jakosci projektu dzieki eliminacji wewnetrznych zrédet
zaktécen elektromagnetycznych (EMI)

e Potezne narzedzie do wizualizacji Zrédet EMI, dla kazdej czestotliwosci,

z tatwym w obstudze interfejsem uzytkownika

e Skanowanie co 0,1 mm w czterech wymiarach (3D plus obrét sondy),

dla czestotliwosci do 10 GHz z zestawami sond Pendulum

¢ Dostepne opcje obejmujg np. pomiary odpornosci oraz dalmierz

laserowy przeznaczony do automatycznego pomiaru wysokosci sondy

nad obiektem badanym
e ZNAKOMITY STOSUNEK WYDAJNOSCI DO CENY

£
Detectus

Seria skaneréw EMC SCN-500 marki Pendulum/Detectus to wydajne i ekonomiczne narzedzia do pomiaréw i analizy zaktdcen
elektromagnetycznych (EMI). Modele z serii SCN charakteryzujg sie powtarzalnym, wysokorozdzielczym skanowaniem promieniowania
w 4D (ruch 3D plus obrét glowicy sondy), co 100 pm i w zakresie czestotliwosci do 10 GHz, z wyjatkowo wydajnym, a jednocze$nie tatwym

W uzyciu oprogramowaniem wizualizacyjnym.

Wykrywaj Zrédta emisji pola elektromagnetycznego na wczesnym etapie projektowania, gdy koszt zmian jest jeszcze niski!

Wiodace w skali globalnej skanery Detectus EMC teraz dostep-
ne w wersji Pendulum

Szwedzka firma Detectus jest od lat 90-tych wiodgcym w skali glo-
balnej dostawcg skaneréw EMC. Od lipca 2020 r. firma Detectus jest
integralng czescig Pendulum Instruments.

Zalety skanera EMC

B+R

Uzycie skanera EMC na wczesnych etapach projektowania umozli-
wia wykrycie potencjalnych probleméw z emisjg elektromagnetycz-
ng, zanim pojawig sie one w finalnej wersji produktu i bedg kosz-
towne do usuniecia.

Nieudany test w laboratorium wskaze czestotliwo$¢ powodujgca
problemy, lecz nie wskaze lokalizacji zrédta. Skaner EMC pomoze
zlokalizowac zrédto zaktcen, a powtarzane pomiary podczas prze-
projektowywania produktu pomagajg wskazujg droge do obnizenia
poziom emisji.

Produkt umozliwia poréwnanie kolejnych iteracji projektu i wyko-
nanie zestawienia poréwnawczego poziomu emisji elektromagne-
tycznej.
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Skaner EMC moze pomdc w utrzymaniu wysokiej jakosci na linii pro-
dukcyjnej. Umozliwia wykonanie pomiaréw na prébkach z linii pro-
dukcyjnej i tatwo poréwnac je ze wzorcem. W ten sposéb mozna sie
upewni¢, ze np. zmiana dostawcy elementu nie wptynie negatywnie
na widmo emisyjne.

Jak przeprowadzi¢ skan poziomu emisji pola elektromagne-
tycznego?

Petny zestaw pomiarowy sktada sie z robota, oprogramowania De-
tectus (DSS), analizatora widma i komputera. Firma Astat moze do-
starczy¢ wszystkie potrzebne elementy, ale zazwyczaj uzytkownik
posiada juz komputer PC i analizator widma.

Obiekt badany umieszcza sie na blacie Skanera EMC, a sonda
pola bliskiego przesuwa sie w powtarzalny sposéb nad badanym
przedmiotem, rejestrujgc natezenie emitowanego pola elektroma-
gnetycznego. Sygnat z sondy w kazdym punkcie pomiarowym jest
przekazywany do analizatora widma, a stamtad do dedykowanego
oprogramowania (DSS). Program zbiera informacje (X, Y, Z) o miej-
scu pomiaru wraz z widmem w danym potozeniu i prezentuje szcze-
gotowe wyniki w postaci barwnej siatki.

Sterowniki dla niemal wszystkich analizatoréw widma

Firma Pendulum/Detectus posiada biblioteke sterownikéw z setka-
mi modeli analizatoréw widma wszystkich najwazniejszych produ-
centéw, od analizatoréw HP z lat 80-tych do najnowoczesniejszych
analizatoréw R&S . Kiedy na rynek wprowadzany jest nowy model
analizatora widma, szybko tworzymy sterownik, pod warunkiem, ze
urzadzenie posiada port komunikacyjny zdalnego sterowania zgod-
ny ze standardem VISA (GPIB, USB lub LAN).

Twoja inwestycja w skaner Detectus EMC jest w petni bezpieczna,
nawet w przypadku wymiany analizatora widma na nowszy model.

ASTAT sp. z o.0.

ASTAT

ul. Dgbrowskiego 441 60-451 Poznan
tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76
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Najlepsze parametry robocze dzietem projektantéw Detectus

e Dzieki wielkosci kroku skanera wynoszacej 0,1 mm mozna precy-
zyjnie zlokalizowa¢ Zrédta emisji w gesto zapetnionych konstruk-
cjach.

e Przy uzyciu standardowych zestawdw sond pola bliskiego mozli-
we jest skanowanie emisji do 10 GHz. Jezeli uzytkownik posiada
sondy pola bliskiego o wyzszych zakresach czestotliwosci, np. 70
GHz, mozna je normalnie podtaczy¢ i wykorzystywac¢ do pomiaru
emisji EMC. Skaner nie ma ograniczen pod tym kontem, ale nale-
zy oczywiscie korzystac z analizatora widma obstugujacego dany
zakres czestotliwosci.

e W ramach serii Detectus SCN mozna wybra¢ jeden z trzech réz-
nych rozmiaréw, pracujgcych w dwoch lub czterech wymiarach
(3D plus obroét sondy), pasujacych do wiekszos$ci rozmiaréw ba-
danych przedmiotéw. Obszary skanowania (szer. x db. x wys.) wy-
nosza:

e 200x100x100 mm (2D lub 4D%)
¢ 300x200x100 mm (4D%*)
* 600x400x300 mm (4D*)
*4D = ruch 3D w kierunkach xyz plus obrét wokét osi sondy

Skanowanie 4D = ruch 3D + obrét

Podczas pomiaru, wszystkie modele serii SCN skanera 4D obracajg
sonde i ustalajg kat dla ,najgorszego przypadku”, a nastepnie za-
pisujg warto$¢ amplitudy. Procedura ta jest wykonywana w kazdej
pozycji pomiarowe;j.

Rozdzielczo$¢ ruchu obrotowego sondy wynosi jeden stopierl. Moz-
liwo$¢ obracania sondy oznacza, ze nie trzeba sie juz przejmowac
pominieciem Zrédet promieniowania dzieki zréznicowanej czutosci
sondy pod réznymi katami. Sonda umozliwia réwniez tatwiejsze $le-
dzenie kabli, Sciezek na ptytkach PCB, a nawet przewodoéw facza-
cych wewnatrz uktadu scalonego.

Importowanie modeli powierzchni 3D

Mozliwe jest importowanie modeli powierzchni 3D w formacie STL
do funkcjonalnego i tatwego w uzyciu systemu i tworzenie punktéw
pomiarowych promieniowania EMI w przestrzeni, ktére podazajg za
powierzchnig w ustalonej odlegtosci. Modele powierzchni 3D moga
by¢ tatwo wyréwnane do potozenia pomiaru przy uzyciu funkgji
trzypunktowego wyréwnania w systemie SW.
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Swiatowej klasy skaner SW pozwala ZOBACZYC pola elektroma-
gnetyczne

tatwy w uzyciu i bogaty w funkcje skaner SW pozwala na pomiar i wi-
zualizacje intensywnosci i lokalizacji Zrédta promieniowania na pozio-
mie elementu - a nawet wewnatrz elementu. Wyniki takiego pomiaru
moga by¢ przedstawione w postaci dwu- lub tréjwymiarowych, barw-
nych map. Pomiary mozna tatwo powtdrzy¢, uzyskujac obiektywne,
poréwnywalne wyniki pomiaréw.

Pomiary mogg by¢ zapisywane, a nastepnie poréwnywane z ewentu-
alnymi zmianami na ptytce drukowanej obwodéw dzieki doktadnemu,
wielokrotnemu skanowaniu. Skaner SW pozwala nawet na odjecie
dwoch wynikéw skanowania od siebie w celu podkreslenia rzeczywi-
stej roznicy pomiedzy zmianami w uktadzie ptytki lub elementow.

0.01nF

Pomiary poréwnawcze EMI dla szesciu réznych, alternatywnych konden-
satoréw odsprzegajqcych dla uktadéw scalonych

MultiScan

Pomiar MultiScan umozliwia wykonanie wykreséw pola dla dowolnej
czestotliwosci w mierzonym szerokim zakresie pasma. Ta potezna
funkcja dostarcza uzytkownikowi ogromna ilos¢ informacji.

Na zrzucie ekranu przedstawionym ponizej, w gtéwnej czesci ekranu
widoczny jest wykres polowy czestotliwosci wybranej z poziomu le-
wego gornego wykresu. Prawy gérny wykres przedstawia petne wid-
mo z pozycji wybieranej przez uzytkownika.

#O0BEO vaoeA -

Pomiar MultiScan. Lewy gérny wykres przedstawia tgczny slad (widmo
maks. podtrzymania dla wszystkich punktéw pomiarowych). Prawy gor-
ny wykres przedstawia widmo szerokopasmowe z wybranego przez uzyt-
kownika punktu na wykresie polowym.
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Doktadna kalibracja odpowiedzi czestotliwosciowej sondy
wzgledem linii paskowej

Opcja kalibracji wzgledem linii paskowej umozliwia doktadny
pomiar natezenia bliskiego pola magnetycznego i poréwnanie
pomiaréw wykonanych przy uzyciu réznych sond i konfiguracji.

Kalibracja sondy wykorzystuje doktadnie okreslong tablice linii
paskowych oraz analizator widma z wbudowanym generatorem
Sledzagcym, automatycznie generujacym wspoétczynniki korekcyjne
sondy w oprogramowaniu skanera, aby skompensowac niedosko-
natosci sond, kabli, ztagcz i przedwzmacniacza.

Procedura kalibracji trwa tylko kilka minut i jest bardzo prosta do
wykonania. Kreator prowadzacy uzytkownika krok po kroku zawie-
ra szczegbtowe instrukcje dotyczace podtgczenia wszystkich ele-
mentow i konfiguracji pomiaru kalibracyjnego. Kalibracja moze byc¢
przeprowadzona na dowolnej sondzie bliskiego pola magnetyczne-
go i obejmuje zakres czestotliwosci od 10 MHz do 6 GHz.

Doktadna kalibracja potozenia sondy wzgledem sygnalizatora

Stoty skanerdéw serii SCN moga by¢ wyposazone w opcje kalibracji
z doktadnie ustawianymi Zrédtami, umozliwiajgcg automatyczng
i bardzo doktadng kalibracje potozenia sondy. Opcjonalny uktad
SBCN jest mocowany w doktadnym potozeniu w stole wspdtrzed-
nych i zapewnia dokfadnie umiejscowione zrédto, wzgledem ktére-
g0 ustawia sie sonda.

Ta automatyczna kalibracja potozenia przed skanowaniem ma duze
znaczenie w przypadku powtarzajacych sie pomiaréw na tym sa-
mym przedmiocie badanym i daje pewnos¢, ze odpowiednie barw-
ne siatki wynikéw pomiaréw emisji doktadnie sie pokrywaja.

Opcja SBCN pozwala zaoszczedzi¢ czas i wyeliminowac niepewnos$¢
zwigzang z recznym ustawianiem sondy.

Zestaw sondy i przedwzmacniacza do czestotliwosci 10 GHz

Skanery EMC s3 dostarczane z zestawem sond dedykowanych do
pracy z czestotliwoscig do 3 lub 6 GHz. Dostepne jest opcjonalne
rozszerzenie do poziomu 10 GHz, ktére moze by¢ tatwo zainstalo-
wane w systemie.

Standardowe zestawy sond zawierajg nastepujace elementy:
e pola elektrycznego, 30 MHz do 3/6 GHz

e Pionowa pola magnetycznego, 30 MHz do 3/6 GHz

e Pozioma pola magnetycznego, 30 MHz do 3/6 GHz

e Pionowa pola magnetycznego, 9 kHz do 50 MHz

e Przedwzmacniacz do 3/6 GHz

www.astat pl

Dlaczego skanowanie 3D jest wazne?

Wiele skaneréw EMC dostepnych na rynku wykonuje wytgcznie po-
miary dwuwymiarowe, pozwalajgc sondzie bliskiego pola poruszac
sie w ustalonej odlegtosci nad lub pod obiektem badanym . Jest to
rozwigzanie skuteczne tylko w przypadku przedmiotéw badanych o
bardzo matych zmianach wysokosci. Przygotowanych na pojedyn-
czych przewlekanych ptytkach PCB.

Skanowanie tréjwymiarowe pozwala $ledzi¢ ksztatt powierzchni
w statej odlegtosci od DUT i przeprowadza¢ pomiary matych ele-
mentdw z niewielkiej odlegtosci, a wiec doktadniej, nawet jesli sg
one otoczone przez inne, wysokie elementy, takie jak kondensatory
elektrolityczne lub radiatory.

Pomiar tréjwymiarowy zapewnia swobode. Pomiar ten nie jest
ograniczony wytgcznie do obwodéw ptytek drukowanych, pomiary
mozna przeprowadza¢ w dowolnym miejscu w objetos$ci skano-
wania. Pomiary mozna prowadzi¢ na przyktad wewnatrz skrzynek,
pomiedzy ptytkami drukowanymi, na kablach, ztgczach lub ze na
wszystkich bokach skrzynki ekranujace;j.

Dalmierz laserowy $ledzi topologie obiektu badanego

Opcjonalny dalmierz laserowy umozliwia tatwg i w petni automatyczng
konfiguracje pomiaréw 3D. Eliminuje on konieczno$¢ importowania
i wyréwnywania plikéw CAD oraz reczne pomiary wysokosci elementéw.

Ta opcja automatycznie utworzy model tréjwymiarowy obiektu ba-
danego i pozwala prowadzi¢ pomiary w ustalonej od niego odlegto-
$ci. Ta funkcja zapewnia oszczedno$¢ czasu, poprawia niezawodnos¢
i utatwia konfiguracje.

Opcjonalne oprogramowanie Immunity

Opatentowane, opcjonalne oprogramowanie Immunity wyko-
rzystuje Skaner EMC, generator sygnatu z matg anteng i dowolny
rodzaj (np. miernik uniwersalny lub zegar/licznik) urzadzenia wy-
krywajgcego btedy (EDD) z interfejsem komunikacyjnym do prze-
sytania wynikéw z badanego urzadzenia (DUT), bedacych wynikiem
dziatania promieniowanych zaktécen elektromagnetycznych. DUT
moga by¢ elementami, kablami, ptytkami drukowanymi lub produk-
tami. Pomiary sa tatwe do zinterpretowania i mogg by¢ powtarzane
w celu zapewnienia obiektywnego poréwnania.

Podczas pomiaru, Skaner EMC przesuwa antene do wczesniej usta-
lonych pozycji pomiarowych nad badanym przedmiotem. W kazdej
pozycji generator sygnatu przemiata czestotliwoscig i amplituda,
podczas gdy EDD przeprowadza pomiar pod katem btedu badane-
go przedmiotu. Mozliwe jest réwniez badanie odpornosci na sygna-
ty modulowane, takie jak FM, AM i impulsowe.

wysokosci elementéw.

Skaner EMC moze tworzy¢ dwu- lub tréjwymiarowe barwne mapy pokazujg-
ce wrazliwe punkty o dowolnej czestotliwosci oraz drukowane raporty.
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Zestawy sond bliskiego pola

Zestawy sond dla czestotliwosci 3 GHz i 6 GHz sg
standardowo dotgczane do zestawdw modeli SCN-
5xx/3G i SCN-5xx/6G. Zestawy modernizacyjne sond
dla czestotliwosci 10 GHz sg dostepne jako opcja
modernizacyjna.

Zestaw sondy 3 GHz (standardowy w modelach 3G)
LF-B 3: Pionowe pole magnetyczne 9 kHz - 50 MHz
RF-B 0.3-3: Pionowe pole magnetyczne 30 MHz - 3 GHz
RF-R 0.3-3: Poziome pole magnetyczne 30 MHz - 3 GHz
RF-E 03: Pionowe pole elektryczne 30 MHz - 3 GHz
Przedwzmacniacz PA 303: 30 dB do 3 GHz

Zestaw sondy 6 GHz (standardowy w modelach 6G)
LF-B 3: Pionowe pole magnetyczne 9 kHz - 50 MHz
XF-B 3-1: Pionowe pole magnetyczne 30 MHz - 6 GHz
XF-R 3-1: Poziome pole magnetyczne 30 MHz - 6

GHz XF-E 04s: Pionowe pole elektryczne 30 MHz - 6
GHz Przedwzmacniacz PA 306: 30 dB do 10 GHz

Zestaw modernizacyjny 10 GHz z 3 GHz (opcja S310)
SX-B 3-1: Pionowe pole magnetyczne 1 GHz - 10 GHz
SX-R 3-1: Poziome pole magnetyczne 1 GHz - 10 GHz
SX-E 05: Pionowe pole elektryczne 1 GHz - 10 GHz
Przedwzmacniacz PA 306: 30 dB do 10 GHz

Zestaw modernizacyjny 10 GHz z 6 GHz (opcja S610)
SX-B 3-1: Pionowe pole magnetyczne 1 GHz - 10 GHz
SX-R 3-1: Poziome pole magnetyczne 1 GHz - 10 GHz
SX-E 05: Pionowe pole elektryczne 1 GHz - 10 GHz

Stét wspéitrzednych

Wielko$¢ kroku (X, Y, Z): z doktadnoscig do 0,1 mm
Powierzchnia skanu (X, Y, 2):

SCN-522:200x100 mm (2D)

SCN-524: 200x100x100 (4D)

SCN-534: 300x200x100 (4D)

SCN-564: 600x400x300 (4D)

Predkosc¢: Skaner SCN skanuje powierzchnig

o wymiarach 100 x 100 mm z krokiem 10 mm w czasie
2 minut i 45 sekund

Wejscia i wyjscia na panelu tylnym

Ztacze USB: Typ B; USB 2.0; do komunikacgji
z komputeremPC

Dystrybutor w Polsce:

ASTAT
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Oprogramowanie skanera

Wymagania systemowe: Wspédtpracuje z systemami
operacyjnymi Windows. Wymaga systemu Windows 10
Obstugiwane analizatory widma: Wiekszo$¢ modeli z
interfejsem komunikacyjnym zgodnym ze standardem
Visa (RS232, USB, GPIB*, LAN). Lista ponad 100 modeli
jest dostepna na stronie internetowej firmy Detectus
Instruments

* wymaga adaptera GPIP firmy National Instruments
zainstalowanego w komputerze PC

Modelowanie tréjwymiarowe

Tryby wprowadzania parametréw wysokosci (Z)
Reczny: Nalezy zmierzy¢ recznie wysokos$¢ elementéw
nad ptytg i wprowadzi¢ do importowanego pliku
oprorgra: Importowanie tréjwymiarowych modeli
powierzchni w formacie pliku STL do systemu DSS
Automatyczny: Opcja SLDM, dalmierz laserowy,
komunikuje sie z systemem DSS SW i automatycznie
tworzy model tréjwymiarowy DUT w systemie.

Kalibracja

Odpowiedz czestotliwosciowa sondy

Tryb: Pétautomatyczna procedura z wykorzystaniem
opgji kalibracji linii paskowej oraz sterowanie
oprogramowanie w wersji w opcji SPCK

Doktadnos¢ potozenia sondy
Tryb: Procedura pétautomatyczna z wykorzystaniem
opcji sygnalizatora SBCN

Ogélna specyfikacja techniczna

Dane dotyczace otoczenia

Temperatura robocza: Od +10°C do +35°C

Temp. przechowywania: Od -40°C do +71°C
Wilgotnos$¢: 20% do 80% (+10°C do +35°C)
Bezpieczenstwo: EN 61010-1:2011, klasa
zanieczyszczenia 2, kat. pom. I, CE

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna: EN 61000-6-
1:2019, EN 61000-6-3:2007 i A1, FCC cze$¢ 15 podczes¢
B, ICES-001 wydanie 4, CE

Wymagania dotyczace zasilania
Napiecie zasilania: 100-240 V, +10%
Czestotliwos$¢: 50/60 Hz

Pobér mocy: < 150 W

Wymiary i masa

Szerokos$¢ x dtugos¢ x wysokos$¢:

SCN-522: 450x370x430 mm (17,7x14,6x16,9")
SCN-524: 450x370x630 mm (17,7x14,6x24,8")
SCN-534: 550x470x630 mm (21,7x18,5x24,8")
SCN-564: 850x670x830 mm (33,5x26,4x32,7")

Waga netto:

SCN-522: ok. 11 kg (24 funty)
SCN-524: ok. 13 kg (29 funtéw)
SCN-534: ok. 15 kg (33 funty)
SCN-564: ok. 23 kg (51 funtéw)

Waga przesyiki (z paleta):
SCN-522: ok. 21 kg (46 funtéw)
SCN-524: ok. 23 kg (51 funtéw)
SCN-534: ok. 25 kg (55 funtéw)
SCN-564: ok. 33 kg (73 funty)

Specyfikacje mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.

Informacje dotyczace zaméwienia

Podstawowe modele

SCN-522/3G, SCN-522/6G: System skanera EMC

w dwdch wymiarach wraz z zestawem sond dla 3 GHz
lub 6 GHz.

Rozmiar badanego przedmiotu (szer. x df. x wys.):
270x<niesk.>x100 mm

Powierzchnia skanowania (szer. x dt.): 200x100 mm (2D)
SCN-524/3G, SCN-524/6G: System skanera EMC

w czterech wymiarach wraz z zestawem sond dla 3 GHz
lub 6 GHz.

Rozmiar badanego przedmiotu (szer. x df. x
wys.):270x<niesk.>x100 mm

Powierzchnia skanowania (szer. x df. x wys.):
200x100x100 mm

SCN-534/3G, SCN-534/6G: System skanera EMC

w czterech wymiarach wraz z zestawem sond dla 3 GHz
lub 6 GHz.

Rozmiar badanego przedmiotu (szer. x dt. x wys.):
470x<niesk.>x100 mm

Powierzchnia skanowania (szer. x db. x wys.):
300x200x100 mm

SCN-564/3G, SCN-564/6G: System skanera EMC

w czterech wymiarach wraz z zestawem sond dla 3 GHz
lub 6 GHz.

Rozmiar badanego przedmiotu (szer. x df. x wys.):
770x<niesk.>x100 mm

Powierzchnia skanowania (szer. x df. x wys.):
600x400x300 mm

W zestawie z instrumentem: 2 lata gwarancji na
produkt*, przewdd zasilajgcy, system skanera SW,
dokumentacja uzytkownika na ptycie CD oraz certyfikat
kalibragji

* Okres gwarancji moze zostac przedtuzony do 3 lat
poprzez rejestracje produktu na stronie internetowej
firmy Pendulum Instrument.

Whbudowane opcje i system SW

Opcja S310: Zestaw modernizacyjny sondy 10 GHz dla
systeméw 3 GHz

Opcja S610: Zestaw modernizacyjny sondy 10 GHz dla
systeméw 6 GHz

Opcja SSWU: SW do pomiaréw odpornosci

Opcja SBCN: Opcja sygnalizatora do kalibracji potozenia
sondy

Opcja SZRA ZR-axis do rozbudowy systemu SCN-522
do SCN-524

Opcja SLDM: Dalmierz laserowy do fatwego
konfigurowania pomiaréw i pomiaru na statej wysokosci
nad obiektem badanym

Opcja SUSS: Subskrypcja ustugi wsparcia technicznego

i aktualizacji skanera SW na okres jednego roku

Wyposazenie dodatkowe

Opcja SPCK: Zestaw do kalibracji natgzenia pola sondy

z linig paskowa, koricéwka 50 Q i SW

Opcja SNSA: Adapter ztgcza N-meskiego do SMA-
zenskiego

Opcja RSA-R306B: Analizator widma RSA R306B firmy
Tektronix, przyrzad obstugiwany przez ztgcze USB, 9 kHz
do 6,2 GHz

Numery zaméwienia:

Skanery EMC sg zamawiane w nastepujgcym systemie
oznaczen zamoéwien:

SCN-xxx/yG

xxx = nazwa modelu; 522, 524, 534 lub 564

y = szeroko$¢ pasma czestotliwosci w GHz; 3 lub 6

Przyktady
SCN-522/3G
SCN-564/6G

pendulum

4031 605 50011 rew.1



